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Целью данной работы является измерение основных характеристик фотоэлектронных 

умножителей (ФЭУ) с микроканальными пластинами (МКП), произведёнными в АО 

«Экран ФЭП». Исследовались три образца ФЭУ с МКП: два с эмиссионными покрытиями, 

полученными методом Атомно-Слоевого Осаждения (АСО, англ. Atomic Layer Deposition 

— ALD), и один без покрытия. Измерения проводились в импульсном режиме при длине 

волны 409 нм. 

Для измерения основных параметров ФЭУ с МКП был собран измерительный стенд. 

По полученным данным найдены временные разрешения ФЭУ с МКП, составившие 

(47.1±3.31)пс, (52.12±3.54)пс и (57.4±3.79)пс для трёх измеренных ФЭУ соответственно. 

Построены амплитудные спектры сигналов, исходя из которых проанализированы 

коэффициенты усиления для различных ФЭУ с  МКП. 

Ключевые слова: микроканальная пластина, фотоэлектронный умножитель, ALD, 

коэффициент усиления, временное разрешение. 
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